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摘要(译)

本发明涉及一种用于电刺激测试对象（3）的方法和装置，其中多个电极
（21）放置在测试对象的脑（31）上，其中存在于各个电极上的电压
（在刺激的递送之后测量和分析图21），其中在基于所述分析的预选期
间，选择单独的电极（21）用于递送刺激，其中从单独的预选电极中选
择一个电极（21）（ 21）通过所述电极（21）将刺激传递到大脑
（31）。根据本发明，在预选期间使用测量信号（M）的分析中，检查
电极（21）上存在的信号，特别是仅检查信号功率或信号能量的存在，
范围为60。 Hz至1kHz，特别是60Hz至180Hz之间。
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